KARTA MODULU

I. OGOLNE INFORMACJE O MODULE

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PANSTWOWA
WYDZIAL NAUK TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH

Kierunek studiow:

ZARZADZANIE | INZYNIERIA PRODUKCJI

Poziom studiow:

studia pierwszego stopnia

Profil studiow:

praktyczny

Forma studiow:

stacjonarne/niestacjonarne

Nazwa modutu:

Metody kontrolno-pomiarowe

Rodzaj modutu: obowigzkowy

Jezyk wykladowy: jezyk polski*

Rok studiow: 4 Formy prowadzenia zaje¢ wraz z liczba godzin dydaktycznych:

Semestr: 7 Wykiad Cwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba punktow ECTS ogétem: 1 - - 15/10 -

Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocene

Wymagania wstepne:

wiedza z modutéw: Informatyka — systemy komputerowe, Automatyzacja i robotyzacja
proceséw produkcyjnych, Zarzgdzanie produkcjg i ustugami

Il. CELE KSZTAt.CENIA

Cele ksztalcenia:

Cel1:Zapoznanie ze stosowanymi praktycznie metodami kontrolno-pomiarowymi.
Cel2:Prezentacja i sposoby postrzegania bledéw popetnianych podczas pomiaréw.
Cel3:Samodzielna analiza wynikéw pomiaréw i wycigganie wtasciwych wnioskow.

lll. EFEKTY UCZENIA SIE WRAZ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTOW KIERUNKOWYCH

ORAZ METODY WERYFIKACJI EFEKTOW

Odniesienie do
Efekt Student, ktéry zaliczyt modut w zakresie: efektow Metody weryfikacji
kierunkowych
wiedzy:
Student ma wiedze w zakresie rodzaju metod i ich doboru oraz zastosowania. Przygotowanie projektu
Wo1 ) . o D - . K1ZIP_W05 - f
Potrafi dokona¢ analizy i wycigga¢ wnioski. Optymalizuje procesy pomiarowe. i jego prezentacja
umiejetnosci:
Student posiada umiejetnos¢ analitycznego myslenia, znajdywania problemoéw Przygotowanie projektu
uo1 . ) L . K1ZIP_U04 - f
zrodtowych oraz ich eliminowania. i jego prezentacja
kompetenciji spotecznych:
Obserwacja
Student ma $wiadomos¢ odpowiedzialno$ci za prace wiasng oraz gotowosé zaangazowania
K01 podporzadkowania sie zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci K1ZIP_K02 studenta
za wspolnie realizowane zadania. podczas zajec
Prezentacja ustna

IV. TRESCI PROGRAMOWE

Tresci programowe (tematyka zajec¢, zaprezentowana z podzialam na poszczegoélne formy zaje¢ z okresleniem liczby godzin potrzebnych

na ich realizacje)

Seminarium:
Kod Tematyka zaje¢ LiCZbg ”g\lodzin
s1 Rodzaje metod kontrolno-pomiarowych. 17
s2 Dobdr i zastosowanie odpowiedniego sposobu pomiaru. 2/2
s3 Maszyny i urzgdzenia pomiarowe. 2/1
s4 Wzorce, kalibracja maszyn i urzgdzen. 2/1




s5 Najczesciej popetniane btedy wykonywane podczas pomiaréw. 2/1
s6 Karty kontrolne Shewharta. 2/1
s7 Analiza wynikéw pomiarowych. SPC i granice toleranc;ji. 2/1
s8 Walidacja metod kontrolno-pomiarowych. Zaliczenie. 2/2

V. METODY KSZTAtCENIA, NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Metody ksztatcenia:

Seminarium: metoda problemowa, metoda warsztatu, metoda ¢wiczeniowa oparta na wykorzystaniu réznych zrédet wiedzy, metoda projektu,

tzw. burza mézgow

2. Narzedzia (Srodki) dydaktyczne: prezentacje multimedialne, teksty Zzrédtowe, dokumenty, Internet, rzutnik multimedialny, tablica

multimedialna

VI. FORMA | KRYTERIA ZALICZENIA MODUtU

1. Sposob zaliczenia:
. zaliczenie z oceng

2. Formy zaliczenia:
Zaliczenie projektu na ocene:
o Przygotowanie projektu;

e Prezentacja wynikow.

3. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne okreslane sa indywidualnie, jednak powinny zachowa¢ adekwatno$é wobec

zaplanowanych efektéw uczenia sie

VII. BILANS PUNKTOW ECTS - NAKEAD PRACY STUDENTA

Kategoria

Obciazenie studenta

Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela (godziny kontaktowe) 1510
Udziat w wyktadach -
Udziat w innych formach zaje¢ (seminarium**) -
Inne (jakie?) -
Samodzielna praca studenta (godziny niekontaktowe) 35/40
Przygotowanie do wykfadu -
Przygotowanie do innych form zaje¢ (seminarium**) 20725
Przygotowanie do egzaminu -
Przygotowanie do zaliczenia innych zajeé (seminarium**) 10
Inne (np. gromadzenie materiatéw do projektu, kwerenda internetowa, opracowanie prezentacji multimedialnej 5
itp.)

tgczna liczba godzin 50
Punkty ECTS za moduf 2

VIIl. ZALECANA LITERATURA

Literatura podstawowa:

Praca zbiorowa. Wspoéfczesna metrologia - wybrane zagadnienia, WNT 2013.

Zawada J.: Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii. Politechnika t6dzka, 2002.
SyndehamaP.H.(red.): Podrecznik metrologii.Podstawy teoretyczne, WKit., Warszawa, 1988.

HPON -~

I1SO 9000 Kielce 2000.

Gazdecki A.: Analiza MSA (Measurement System Analysis) na przyktadzie przemystu motoryzacyjnego, IV Sympozjum Klubu Polskie Forum

Literatura uzupetniajgca:

5. Wisniewski S.: Systemy zarzgdzania jako$cig w branzy motoryzacyjnej, "Zarzadzanie Jakoscig” nr 2, 2005.

6. Wyrazanie niepewnosci pomiaru. Przewodnik, GUM Warszawa 1999.
7. Gundlach W., Cieptucha J.:Podstawy metrologii, skrypt Pt £6dz, 1988.

*nalezy odpowiednio wypetnic

**nalezy wpisac¢ forme/formy przypisane do modutu okreslone w programie studiéow (wyktad, éwiczenia, seminarium, konwersatorium, lektorat,
laboratorium, warsztat, projekt, zajecia praktyczne, zajecia terenowe, zajecia wychowania fizycznego, praktyka zawodowa, inne)







